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转换器中的串扰 

问题： 在选择模数转换

器时，是否应该考虑串扰

问题？

回答： 当然！串扰可能来

自几种途径：从印刷电路板

(PCB)的一条信号链到另一条

信号链，从 IC中的一个通道

到另一个通道，或者是通过

电源时产生。理解串扰的关

键在于找出其来源及表现形式，是来自

相邻的转换器、另一个信号链通道，还

是PCB设计？

最典型的串扰测试称为相邻串扰。这种

串扰的表现形式是，当某个通道被以满

量程或接近满量程驱动时，“被观察”

的通道或信号链处于开放状态，即无信

号注入。测量输出频谱时，可以在开放

通道上观察到高于本底噪声的杂散。这

种串扰定义了开放的受体通道和被驱动

的干扰源通道之间的隔离。

有时，开放通道具有足够的鲁棒性，可

以抑制来自一个被驱动通道的交叉耦

合，但这只是一部分的抗串扰能力。另

一种串扰测试是以相同的频率驱动系统

中除一个通道外的其他所有通道，剩余

的一个通道保持开放状态。此时，所有

干扰源的强度都通过开放通道来测量。

测量串扰的第三种方法是以不同的频率

和信号强度驱动两个或两个以上的通

道，通过测试开放通道，观察是否有被

驱动通道产生的交

叉耦合混频产物的泄漏。此时，通过混

频效应，可以看到干扰源信号如何回落

至目标频带。

最后，这三种测量方法都可以在输入信

号超量程（超过器件或信号链的满量

程）的情况下重复进行，有助于确定输

入信号被钳位或通道饱和时开放通道的

鲁棒性。

上述测试均应涵盖应用的整个目标信号

范围和频率范围，因为串扰有时会由PCB
设计不佳而引起，或在特定的工作条件

下表现出来。更换器件没有什么帮助，

转换器或多通道器件必须经过全面测

试，以确保足够的鲁棒性，从而满足您

的应用。


